
QUANTAX
ЭДС - спектрометр для SEM и TEM созданный по технологии Slim-line

Новое поколение ЭДС QUANTAX еще раз устанавли-

вает новые стандарты в РФА микроанализе детек-

тор XFlash® 6 в комбинации с модульным ПО ESPRIT 

обеспечивает получение наиболее достоверных 

результатов в нано-анализе за кратчайшие сроки.

Самое высокое энергетическое 

разрешение для анализа легких 

элементов и анализа в области 

низких энергий

 121 эВ limited edition

 123 эВ ultimate

 126 эВ premium

 129 эВ standard

 Все разрешения сертифицированы 

согласно ISO 15632:2002

Широкий модельный ряд 

детекторов

 10, 30, 60, 100 мм2 – площадь ак-

тивной области. Идеальное реше-

ние для микро и нано-анализа.

Детекторы выполнены по 

технологии Slim-line – для еще 

большего количества счетов 

и приложений с низким током

 Наиболее короткое расстояние от 

образца до детектора для макси-

мального телесного угла для SEM, 

FIB-SEM, TEM и микрозондов.

 Наилучший TOA угол для TEM

Инновация с интеграцией
ЭДС




